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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CE est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien Iétat
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprées des Comités nationaux de la CE 1 et en consultant
les documents ci-dessous:

® Bulletin de la CEI

® Annuaire de la CEI

Revision of this publication

The technical content of I EC publications is kept under con-
stant review by the I EC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from I EC National

Committees and from the following I EC sources:

® IEC Bulletin

® IEC Yearbook

[} “atalogue des publications de [a CE [

Publié¢ annuellement

Terminologie

En fe qui concerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a|la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
Interjational (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun d’un sujet défini, I'Index général étant publié sépa-
rément. Des détails complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demapde.

Les|t
ont é}
de cefte publication.

Pour les symboles graphi

— la[Publicatio
élgctrotechniquey

Publjcations 'de la C

Comjté d’Etudes

I établies par le méme

tions

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter sym|
by the I EC for general use, readers are

— IEC Publication 27: Letter symbols
technology;

— IEC Publication 617: Graphical syny

The symbols and signs contained in
have either been taken from I EC Public
been specifically approved for the purpq

I EC publications prepared by the
Technical Committee

referred to 1EC Publi-
Vocabulary (IEV), which

fers each dealing with a

published as a separate
upplied on request.

h the present publication
r have been specifically
tion.

bols and signs approved
referred to:

to be used in electrical

ibols for diagrams.

the present publication
htions 27 or 617, or have
se of this publication.

same

L’attention du lecteur est attirée sur le deuxiéme feuillet de la
couverture, qui énumeére les publications de la CEI préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists
I1EC publications issued by the Technical Committee which has
prepared the present publication.


https://iecnorm.com/api/?name=3e20332d0ca3005b81c615540df374a2

RAPPORT DE LA CEI
IEC REPORT

Commission Electrotechnique Internationale

International Electrotechnical Commission

MemayHapoaHaﬂ SﬂeHTDOTeXHMHeCHaH Homuccua

CEI
IEC
831-2

Premiére édition
First edition
1988

Condensateurs shunt de puissance autorég

destinés a
a courant

de tension assignée inférieure

Deuxiéme par

et de destructi

Shunt poy
for a.c. sy
having a 1

Part 2: Ageing

alternatif

© CEI1988 Droits

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite m utiisée sous quelque
forme que ce soit et par aucun procédeé, électronique ou mécanique, y compns la

de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

photocopie et les microfims, sans taccord écnit de I'éditeur in writing from the pubhisher

Bureau Central de fa Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

No part of this pubhcation may be reproduced or uthized n any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission



https://iecnorm.com/api/?name=3e20332d0ca3005b81c615540df374a2

-2 -

831-2 © CEI
SOMMAIRE

Pages

PREAMBULE ..iuiiiiiirereeasssososescscacososcscone Cetecenenes )

PREFACE ......... t et eeeeesenccesscsstssasesronessesstanasaonns 4
Articles

SECTION UN - GENERALITE
1. Domaine d'application .....ccccveeeeenn 6

17. Essai de vieillissement
18. Essai d'autorégénératio

19. Essai de destruction .

Annexe

12
14

22


https://iecnorm.com/api/?name=3e20332d0ca3005b81c615540df374a2

831-2 @ IEC -3 -
CONTENTS
FOREWORD ......ccvveeenns e s et ebecssessssesttenssosssasssasasonns
PREFACE ,.iiiiitieeeneonesucesssnsssscssccssssssoacssssscocannsss
Clause
SECTION ONE - GENERAL
1. Scoge cevveveceees PPN

17.
18.
19.

Appendi

Ageing test

Self
Dest

- QUALITY REQUIRE

SECTION TWO

healing test
ruction test

K A - Self-



https://iecnorm.com/api/?name=3e20332d0ca3005b81c615540df374a2

-4 - 831-2 © CE!

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS SHUNT DE PUISSANCE AUTOREGENERATEURS

DESTINES A ETRE INSTALLES SUR DES RESEAUX A

COURANT ALTERNATIF DE TENSION ASSIGNEE

INFERIEURE OU EGALE A 660 V

Deuxiéme partie: Essais de vieillissement,

(ondens
Le

1 Les décisions ou accords officiels de 1a CEl en’
préparés par des Comités d'Etudes oill sont re
ressant & ces questions, expr1ment dans 13
national sur les sujets examinés.

d'autorégénération et de destruction

PREAMBULE

ns techniques,
ionaux s'inté-
accord inter-

2 Ces décisions constituent des recommandatjons i i Y éé¢gs comme telles

3 Dans 1e but d'encourager 1*unification inte u que tous les

ommandation de

1a CEl, snales le permettent. Toute dilvergence entre
Ta recommandat1on de 1la CE! et 1| ationale correspondante doit, dans la mesure du
possible, &tre ipdiquée e : i cette derniére.

tabli par.le Comité d'Etudes n° 33| de la CEl:

Régle des Six Mois | Rapports de vote
33(BC)76 33(BC)85
33(BC)85A

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti a l'approbation de ce rapport.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans le présent rapport:

Publications n

0% 211 (1968): Coupe-circuit & fusibles pour usages domestiques et

analogues,

831-1 (1987): Condensateurs shunt de pu1ssance autoregenerateurs destinés &
8tre installés sur des réseaux 4d courant alternatif de
tension assignée inférieure ou é&gale & 660 V, Premiére
partie: Généralités.
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AL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SHUNT POWER CAPACITORS OF THE SELF-HEALING TYPE

FOR A.C. SYSTEMS

HAVING A RATED VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 660 V

Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test

FOREWORD

1) The formyl decisions or agreements of the IEC on technical

Committee¢s on which all
represented, express, as
subjects|dealt with,

2) They have the form of recommendations fo

National |Committees in th

3) iIn order] to promote international unif9
National | Committees should adopt the tex
rules in|so far as national conditions

mendatio
indicated in the latter.

This report has
Power cappcitors.

The text

at sense.

as far as possible,

IEC Technical Committee No.

%

Months' Rule Reports on Voting
33(C0)76 33(C0)85
33(C0O)85A

cal
lare
the

ithe

311
nal
om=

be clearly

33:

Full information on the voting for the approval of this report can

found in the Voting Reports indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this report:

Pubiications:- Nos. 2471 (1968):

831-1 (1987):

Fuses for domestic and similar purposes.

Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c.
systems having a rated voltage up to and including 660 V,
Part 1: General,

be
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CONDENSATEURS SHUNT DE PUISSANCE AUTOREGENERATEURS

DESTINES A ETRE INSTALLES SUR DES RESEAUX A

COURANT ALTERNATIF DE TENSION ASSIGNEE

INFERIEURE OU EGALE A 660 V

Deuxiéme partie: Essais de vieillissement,
~d'autorégénération et de destruction

SECTION UN - GENERALITE

1. | Domaine d'application

Le présent Rapport est applicable
la Publication 831-1 de la CE!l
aux essais de vieillissep

urs cornformes a
pbpescriptions | relatives

et de destruction de
ces condensateurs.

des paragraphes de cé rapport
ation 831-1 de la CEl.

Note.- Le numérotage des article
correspond a celui

17

17

mpérature moyenne la plus élevée sur toute pgriode de
tableau |, Publication 83]-1), plus la différence| entre la
tfempérature relevée de la cuve et la température de l'air de |refroidis-
sement relevée a la fin de l'essai de stabilité thermique effectué sur un
condensateur identique.

Les deux méthodes d'essai indiquées ci-aprés sont destinées a
assurer que la température de la cuve du condensateur demeure cons-
tante pendant l'essai. '

Les deux méthodes sont considérées comme équivalentes.

L'essai des condensateurs qui ne sont pas étanches s'effectue en
circulation forcée d'air.
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SHUNT POWER CAPACITORS OF THE SELF-HEALING TYPE
FOR A.C. SYSTEMS
HAVING A RATED VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 660 V

Part 2: Ageing test,

self-healing test and destruction test

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This report applies to capacitors according
and gives the requirements for the agei
destrliction test for these capacitors.

Note. rt
SECTION T
17. Ageing test :
17.1 Con
Tlhe ofthe case during the ageing test shall be the
highe ture in 24 h (see Table |, Publication 831-1) plus

the di between the measured temperature of the case and the
cooling ~air tempeéerature recorded at the end of the thermal stabil{ty
test 1 H ntical unit

Hcrodg ot

The two test methods indicated below are intended to ensure that
the capacitor case temperature is maintained constant during the test.

The two methods are considered as being equivalent.

The units that are not sealed shall be tested in air, with forced
circulation.
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17.1.1 Essai en circulation forcée d'air

Les condensateurs sont montés dans une enceinte ou de l'air chaud
circule a3 une vitesse telle que la variation de la température en tout
point de |I'enceinte ne dépasse pas *2 °C. L'élément sensible du
thermostat réglant la température dans I'enceinte ol est monté le
condensateur doit étre placé a la surface de la cuve du condensateur,
aux trois quarts de sa partie supérieure.

Le condensateur est placé en position verticale, bornes en haut.

Lorsque plusieurs condensateurs sont essayeés ils| doivent
étre espacés de  fagon & obtenir une pnte de

température.

non dhauffée,
le thermostat doit étre réglé a la
paragraphe 17.1.

indiquée au

Ensuite, sans applicatio enceinte

est portée 3 la stabilité atteinte

lorsque hle a la

condensateur la tension flixée au

17.1.

unitaires sont immergés dans un récipient rempli
u pendant toute la durée de l'essai a la tempéra-
paragraphe 17.1, au moyen d'un dispgsitif de

Cette température est maintenue avec une tolérance de 2 °C|

I faut veiller a ce que la température reste dans ces limites au
voisinage du condensateur.

Aucune tension n'est appliquée au condensateur tant qu'il n'a pas
atteint la température du bain liquide.

On applique alors au condensateur la tension fixée au point a) du
paragraphe 17.2.
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17.1.1 Testing in air with forced circulation

The capacitor unit is mounted in an enclosure in which heated air
is circulated with an air velocity such that temperature variations at
any point of the enclosure shall not exceed :2 °C. The sensitive
element of the thermostat regulating the temperature in the capacitor
enclosure should be located on the surface of the capacitor container,
three-quarters of the way up.

The capacitor shall be placed in a vertical position with the

terminals npmghi"

When many capacitors are tested together, they
with pufficient clearance between them in order to
temperature uniformity.

After placing the capacitor in the unheateche e thermp-
ated

stat ghall be set at a temperature equa in Sub-

clause 17.1.

Then, without energizing gnclosure shall be

brought to thermal stability, eemed to have been

reachéd when the container témperatukre of
the stpted temperatureswith a raof ?
The capacitor

Item d) of Sub:cla

e capacitor has reached

edting, is kept at the temperature indicated |n
the whole test.

Thistemperature is maintained with a permissible change of +2 °C.

Care should be taken to ensure that the temperature in the neigh-
bourhood of the capacitor is within these limits.

The capacitor is not energized until it has reached the temperature
of the liquid bath.

The capacitor shall then be energized at the voltage stated in
|tem a) of Sub-clause 17.2.
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Note.- Lorsque le matériau d'isolation des bornes ou le matériau qui
constitue l'isolation des cables raccordés en permanence au
condensateur peut étre endommagé par le liquide chauffant, il
est admis de placer le condensateur dans une position telle que
ses bornes ou les cables se trouvent juste au-dessus de la
surface du liquide.

17.2 Déroulement de l'essai

Avant l'essai, on mesure la capacité comme
graphe 7.1 (Publication 831-1).

U para-

Le déroulement de l'essai comprend les troi

ur
.o

a) Le condensateur est chargé a une i pendant
750 h. o

b) Le condensateur est ensuit Hécharge

comprenant:

courant
d'induc-
mesurée de la capacité en microfarads|(pF).

ilisés pour le circuit externe et la bobing doivent

jon appropriée, adaptée au courant maxim3! admis-

La~durée de chaque cycle est de 30 s minimum.

c] Repétition du point aj.

Pendant toute la durée de l'essai, la température de la cuve est
maintenue a la valeur indiquée au paragraphe 17.1.

Dans le cas de condensateurs triphasés, on effectue la premiere et
la troisieme partie de l'essai (points a) et c)) en appliquant a
toutes les phases une tension de 1,25 UN' Cela peut étre obtenu
soit au moyen d'une source triphasée, soit par une source
monophasée et une modification des connexions internes.
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- 11 -

Where the terminal. insulation, or the insulation of cables
permanently attached to the capacitor, is of material that might
be damaged by the heating liquid, it is permissible for the
capacitors to be positioned in such a manner that these
terminals or cables are just above the surface of the liquid.

17.2 Test sequence

Before the test, the capacitance shall be measured as (presccibed in
Sub-lclause 7.1 (Publication 831-1).

The test sequence is in three parts as follows:

a) The capacitor shall be energized at a volfage eguia ‘ for

150

b) The capacitor shall then be subje
¢gonsisting of:

c) Repetition of Ttemra):

h.

Lies

in picrohenrys (pH)
ed capacitance in microfarads (pF).

r the external circuit and the inductance spall
on appropriate to the maximum permissjble

During the whole test sequence the temperature of the case shall

be maintained equal to that indicated in Sub-clause 17.1.

In

the case of three-phase capacitors, the first and the third

parts of the test sequence (ltems a) and c)) should be carried out
with all the phases energized at 1.25 UN. This could be obtained
either by using a three-phase source, or by using a monophase

source and modifying the internal capacitor connections.
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La deuxiéme partie de I'essai (point b)), cependant, s'effectue sur
deux phases seulement. Dans le cas d'un montage en étoile, la
modification des connexions internes est nécessaire, ou alors la
tension de charge doit étre ramenée de 2 Uy al,33 Uy-

17.3 Conditions d'essai

Au cours de l'essai, ni perforation permanente, hi interruption, ni
contournement ne doivent avoir lieu.

A _la fin de ' refroidir
mesure

La variation maximale autorisée des val avant et
aprés l'essai est de 3% en moyenne po et de 5%

ectué en sdivant la
tion 831-1 de lp CEI.

e prescrit a l'article [12 de la

18.

ectué sur un condensateur entier oy sur un
ur _dn groupe d'éléments faisant partie du|conden-
le ou les éléments a l'essai soient identiques a
isés dans le condensateur, et que leurs cafactéris-
t semblables a celles qu'ils ont dans le condensafeur. Le

Le condensateur (ou élément) est soumis 3 une tension alternative
de 1,75 UN pendant 10‘ s.

S'il se produit moins de cing perforations pendant ce temps, on '
augmente lentement la tension jusqu'a ce que cing perforations aient
lieu a compter du début de I'essai, ou que la tension ait atteint
3,5 fois la tension assignée.

S'il s'est produit moins de cing perforations lorsque la tension
atteint 3,5 Uy l'essai peut étre soit poursuivi jusqu'a ce que cing
perforations aient lieu, soit interrompu et répété sur un autre conden-
sateur (ou élément) identique, le choix étant laissé au fabricant.
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The second part (ltem b)) of the test sequence, however, should
be carried out on two phases only. In the case of a star connec-
tion, modification of the internal connections would be necessary,
or the charging voltage should be reduced from 2 UN to 1.333 UN'

17.3 Test requirements

18.

During the test no permanent bf‘eakdown, interruption or flashover

shall occur.

Ad 4l PN I R N et L it el I deawrmn—fEaal e+ th
AU Ureena O (e tes U e CapaCTtorT—sTrartt COOT QOwWIT /T Ty —tO e

ambjent temperature and the capacitance shall then be der

the [same conditions as before the test.

The maximum permitted variation of capacitance gomp: the
valyes measured before the test shall v | the
phases and 5% on one phase.

The voltage test between termina i ' ried
out |with the same procedure IEC

Pubjication 831-1.

7

The sealing test shall prescribed in Clause 12 of

JEC| Publication 831

Sel

ca out on a complete unit, or on a sepdgrate
‘element or\on\ a of elements that are a part of the uynit,
pro the elements under test are identical to those
use eir conditions are similar to those they havpe in
the 8 is left to the manufacturer.

The r\::p:ari‘l’n.r or eolement shall be sub

voltage of 1.75 UN'

If fewer than five breakdowns occur during this time, the voltage
shall be increased slowly until five breakdowns have occurred since

-the beginning of the test or until the voltage has reached 3.5 times

the rated voltage.

If fewer than five breakdowns have occurred when the voltage has
reached 3.5 UN the test may be continued until five breakdowns are
obtained or may be interrupted and repeated on another identical unit
or element, at the choice of the manufacturer.
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Avant et aprés l'essai, on effectue une mesure de la capacité, et
aucun changement significatif de la valeur de cette mesure n'est toléré.

Notes 1.- Les perforations au cours de |'essai peuvent étre détectées

au moyen d'un oscilloscope ou par une méthode acoustique
ou a haute fréquence.

En particulier, un équipement pour l'essai d'autorégénéra-
tion des perforations, tel que décrit a l'annexe A, peut
étre utilisé.

2.- L'essai effectué sur une partie du ondensatedr peut
' permettre de détecter plus facile

autorégénérable.

petfforation

3.- Pour  les condensateurs polyp d'essai
q,- capacité
pris en

ent interne dans le diélectrique
ité sans

istances
ter leur

eut étre

utilisé.

En ce qui concerne les condensateurs polyphasés, I'essai est
effectué entre deux bornes seulement. Dans le cas d'un montage
triphasé en tr‘ianglev, les bornes sont mises en court-circuit. Dans le
cas d'un montage en étoile, aucune borne n'est mise en court-circuit.

Le principe de l'essai est de provoquer des claquages d'éléments
par l'application d'une tension continue, et de contréler ensuite le
comportement du condensateur sous tension alternative.
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19.

19.1

Before and after the test, the capacitance shall be measured and
no significant change in its value is allowed.

Notes 1.- Breakdown during the test may be detected by an oscillos-

cope or by an acoustic or a high-frequency test method.

In particular, self-healing breakdown test equipment as
shown in Appendix A could be used.

2.- The test carried out on a part of a unit(can facilithte the
detection of self-healing breakdown. v

shlall be

3.- For polyphase capacitors, the
adjusted accordingly.

rement
hall be

4.- When comparing the
obtained before and

fic may
the capacitance without

e carried out on a capacitor unit. If necessary the
rs shall be disconnected in order to avoid burning.

A capacitor which has passed the ageing test may be used.

For polyphase units the test shall be carried out between two
terminals only. In the case of three~phase' ‘delta connection two
terminals shall be short-circuited. For star connection no terminals
shall be short-circuited.

The principle of the test is to promote failures in the elements by
d.c. voltage and subsequently to check the behaviour of the capacitor
when an a.c. voltage is applied.
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Le condensateur doit étre placé dans une étuve a circulation d'air

ayant une température égale a la température maximale de 'air a
et correspondant a la catégorie de température du condensateur.

Lorsque toutes les parties du condensateur ont atteint la
rature de I'étuve, on procéde a l|'essai dans l'ordre de déro
suivant, et d'aprés le schéma indiqué sur la figure 1, page 18.

a) Les commutateurs H et K étant respectivement dans les pos
et a, la source de courant alternatif est fixée a une ten

mbiant,

tempé-
ulement

itions |
sion de

est mis sur la position 2 et le rhéostat
produire un court-circuit & courant continy

ateur une
voltmetre

d') position a et on 4
alternative pendant 3
veau relevé.

metre U indiquent zéro. Dans ce
S'il y a eu coupure, il est re
ensafeur est soumis a la méme tension alte

duit une nouvelle rupture du fusible, l'es
n'y a pas de coupure du fusible, on pou
consistant & appliquer au condensate
continues et alternatives, comme prescrit aux p

hteur H
lacon &

ateur K
tension
indique

pplique
min, le

cas, le
mplacé.
‘native,
sai est
rsuit la
ir « des
bints ¢)

- le courant indiqué par |'ampéremeétre | est inférieur a 66% de la

valeur initiale et le voltmétre U indique 1,3 UN' Dans ce cas,

1 . .
I'essai est interrompu;

- le courant indiqué par |'ampéremétre | est supérieur a 66% de la

valeur initiale. Dans ce cas, la méthode d'essai (tension continue -

tension alternative) est poursuivie.
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The capacitor shall be mounted in a circulating air oven having a
temperature equal to the maximum ambient air temperature of the
temperature category of the capacitor.

When all the parts of the capacitor have reached the temperature
of the oven the following test sequence shall be performed with the
circuit given in Figure 1, page 19.

a) With the selector switches H and K in positions 1 and a respect-
ively, the a.c. voltage source is set to 1.3 UN and the capacitor
currentis recorded-

the switch K

b) The d.c. source is set to 10 UN’ to
position 2 and the variable resistor is adjusted >C.
thort-circuit current of 300 mA.

c) $Pwitch H is set to position 3 and switch der
1 hed

d) order to apply the 3g.c.

] eriod of 3 min when |[the

eter U both indicate zero. In this dase
If it has blown it shall be repladed.
applied to the capacitor and if the fuse
is interrupted. If the fuse does |not
ow \the pwocedure/consisting in the application to the capacitort of
oltage as prescribed in Items ¢) and d) continues

- the current indicated by the ammeter | is lower than 66% of the
initial value and the voltmeter U indicates 1.3 UN. In this case the
procedure is interrupted;

- the current indicated by the ammeter | is higher than 66% of the
initial value. In this case the procedure (d.c. - a.c.) continues.
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Lorsque cette procédure est interrompue, le condensateur est
refroidi a la température ambiante, et |'essai diélectrique entre bornes
et cuve est effectué suivant le paragraphe 10.1 de la Publication 831-1
de la CEl, en appliquant une tension alternative de 1 500 V.

O TOT=

c.AiCD

'948/87

ternatif

Dn  utilise de la
Publicq

l e coura igng du coupe-circuit est calculé au moyen de la

amperes (A)

k100
' Q

Q= QN en kilovars (kvar), dans le cas d'un condensateur monophasé

Q=12/3 QN’ en kilovars (kvar), dans le cas d'un condensateur
triphasé monté en triangle

Q=1/2 QN’ en kilovars (kvar), dans le cas d'un condensateur
triphasé monté en étoile

/= IN’ en ampéres (A), dans le cas d'un condensateur monophasé ou
d'un condensateur triphasé monté en étoile
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When the procedure is interrupted the capacitor is cooled to the
ambient temperature and the voltage test between terminals and
container is carried out according to Sub-clause 10.1 of IEC Publi-
cation 831-1 applying an a.c. voltage of 1 500 V.

OO | g

/.
77
%

948/87

Fig. 1. - Circuit to perfor

The the

The

Q= QN in kilovars (kvar), in the case of a single-phase capacitor

Q=2/3 QN, in kilovars (kvar), in the case of a delta-connected
three-phase capacitor

Q = 1/2 QN' in kilovars (kvar), in the case of a star-connected three-
phase capacitor

/= ,N’ in amperes (A), in the case of a single-phase or star-
connected three-phase capacitor
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I = 2/3 IN’ en ampéres (A), dans le cas d'un condensateur triphasé
. monté en étoile ‘

/= 3/2 IN' en ampeéres (A), dans le cas d'un condensateur triphasé
monté en étoile

Quel que soit le cas, K ne doit étre ni inférieur a deux ni
supérieur a dix.

L omelit =
AT IATLTIVITO W Coolur

A la fin de l'essai, la cuve de chaque corndenshteur) “doit étre
ntacte, exception faite d'un jeu normal did a uk ertur bu d'un

dommage mineur de la cuve (par exemple, une i pauvent étre

7) Une fuite de liquide peut face externe du

condensateur mais ne doit pas

p) La cuve du condensS ée mais

non détériorée.

rticules

5 de la
hsidérée

a une

but étre
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